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Microscopios

Microscopios invertidos metalirgicos KERN OLM-1

LAB LINE MET

OLM 170

OLM 171

Platina y unidad de iluminacién (OLM 171)

Abalizador/Polarizador

El microscopio metalirgico invertido para aplicaciones profesionales

Caracteristicas

- La serie OLM est& compuesta de gamas de
microscopios invertidos y se caracteriza por su
disefio ergondmico, robusto y extraordinariamen-
te estable. Esta serie, con su amplia distancia de
trabajo, resulta especialmente adecuada para,
por ejemplo, el control de calidad de superficies
en el caso de materias primas y productos
acabados de la industria

- Dependiendo de la aplicacién, puede elegir entre
modelos con una potente iluminacién LED de 5W
regulable de forma continua o una iluminacién
de luz incidente hal6gena de 50W, que propor-
cionan una iluminacién éptima de los materiales
a ensayar

- La serie OLM esté equipada de serie con un
tubo trinocular

ESTANDAR

- El &mbito de suministro incluye una sencilla uni-
dad de polarizacion (analizador y polarizador)

- El disefio compacto de la OLM 170 permite al
usuario un manejo mas fécil y flexible, por lo
que este modelo también puede considerarse
para uso movil. El &mbito de suministro incluye
una gran mesa de objetos mecénica en version
estandar. El tornillo macrométrico y micrométrico
a ambos lados garantiza un ajuste y un enfoque
6ptimo y répido

- Pueden integrarse otras opciones como,

p. ej., una amplia seleccién de objetivos,
como accesorios

- Seincluye en el suministro una funda antipolvo
y las instrucciones de uso

- Encontrard los detalles en las siguientes
tablas sinépticas
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Area de aplicacién

- Metalurgia, comprobacién de materiales,
control de calidad

Aplicaciones/Muestras

- Preparados no transparentes y densos, piezas
de trabajo (superficies, bordes de rotura,
revestimientos)

Datos técnicos

- Optica al infinito

OLM 170

- Revélver de objetivo cuadruple

- Mariposa 45° de inclinacién

- Compensacién de dioptrias en un lado

- Dimensiones totales AxPxA
470%240%330 mm

- Peso neto aprox. 7 kg

OLM 171
- Revolver de objetivos quintuple
- Siedentopf inclinado 30°
- Compensacién de dioptrias de ambos lados
- Dimensiones totales AxPxA
747x271x379 mm
- Peso neto aprox. 12,5 kg

Modelo Configuracién estéandar
Tubo Ocular Tipo de objetivo Objetivo lluminacién
KERN
OLM 170 Trinocular HWF 10x/® 20 mm  Plan infinito LWDS5x/LWD 10%/ 50W LED (luz reflejada)
OLM 171 HWF 10x/® 22 mm  Semi Apochromatic LWD20x/LWDS0~ 50W Halogena (luz reflejada)
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Microscopios

Implementos modelos Modelo KERN Ndmero de
pedido
OLM 170 OLM 171
Oculares HWF 10></¢ 20 mm v OBB-A1404
(23,2 mm) WF 10x/® 20 mm (con escala 0,1 mm) (ajustable) v OBB-A1532
Oculares HWF 10x /9 22 mm (ajustable) v OBB-A1491
(30 mm) HWF 10x /9 22 mm (con escala 0,1 mm) (ajustable) v OBB-A1523
5%/0,13 W.D. 16,04 mm v O OBB-A1525
Objetiva plana 10%/0,25 W.D. 18,48 mm v o OBB-A1526
acromatica Infinity
(sin cubreobjetos) 20x/0,40 W.D. 8,35 mm v [e] OBB-A1527
para una gran distancia
de trabajo 50%/0,70 (retractil) W.D. 1,95 mm v o OBB-A1528
80x/0,80 (retractil) W.D. 0,85 mm [e] [e] OBB-A1530
Objetivos 5x /0,15 W.D. 21 mm v OBB-A1619
semiapocromaticos 10x / 0,30 W.D. 20 mm v OBB-A1620
de plano al infinito 20x / 0,40 W.D. 15 mm O v OBB-A1621
para una gran distancia 50x / 0,55 W.D. 10 mm v OBB-A1622
de trabajo 100% /0,85 (seco) W.D. 3,00 mm O OBB-A1623
- Butterfly inclinado 45°
. - Distancia interpupilar 48-76 mm
Tubo trinocular - Distribucién del recorrido éptico 20:80 v
- Compensacién de dioptrias
- Siedentopf inclinado 30°
. - Distancia interpupilar 48-76 mm
Tubo trinocular - Distribucién del recorrido éptico 100:0 v
- Compensacion de dioptrias en ambos lados
- Dimensiones BxT 155x180 mm
. P + Recorrido 75x40 mm
Platina mecanica . ! . - v
- Botones matriz coaxiales para tornillo macrométrico
y micrométrico
+ Dimensiones AxP 210x180 mm
. P - Recorrido 50x50 mm
Platina mecanica . . . - v
- Botones matriz coaxiales para tornillo macrométrico
y micrométrico
lluminacién Bombilla LED de reemplazo de 5W (luz reflejada) v OBB-A1589
lluminacién Bombilla halégena de reemplazo de 50W (luz reflejada) v 0BB-A1207
Unidad de luz Unidad de polarizacién (incluye analizador, v v
incidente polarizador y deslizador de filtros de color)
Azul v OBB-A1510
Filtros cromaticos Verde © OBB-A1511
para luz reflejada Amarillo o OBB-A1512
Gris v o OBB-A1513
0,5x (incorporado) v
C-Mount 0,5% o OBB-A1515
1% O OBB-A1514

KA =i

v’ =incluido en el suministro

O = opcién
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KERN Pictograma

(o) Cabezal de microscopio L lluminacion fluorescente Z Medicion de longitud oo Alimentacién con baterias
° - o . g ; A
0 giratorio 360 rLgo| Para microscopios de luz SoALE Escala integrada en el | Preparada para funciona-
i reflejada ocular miento con pilas. El tipo
Con lampara de vapor de de bateria sg ind.ica es
o Microscopio monocular alta presién de100 Wy filtro ﬁ Tarjeta SD cada aparato.
oo | Para examinar con —| Para almacenamiento
un solo ojo © lluminacién fluorescente de datos - =
rlep Paramicroscopios de luz msp Alimentacion con
00 Microscopio binocular refle_jadq = Interfaz USB 2.0 wouree Pateria recargable
N Para examinar con Con iluminacion LED de .%’usazu Para transmissio de dados preparado para el
los dos ojos 3 Wy filtro - funcionamiento con
bateria recargable
go1 Microscopio trinocular © Unidad de contraste <2 Interfaz USB 3.0
OO para examinar con los dos o1 de fases Para transmissdo de dados Fuente de ali tacié
TRINO | 205 y opci6n adicional de Para un contraste USB 30 g Fuente de alimentacion
conexién de una cdmara mas intenso 230y | de enchufe _
= |Interfaz de datos WIFI 230 V/50Hz. De serie
Condensador de Abbe @ Elemento de campo v;ol‘Fl Para la transmision de la estandar en EU. Por pedido
/\ Con una elevada apertura o oscuro/Unidad Imagen a un equipo de especial también estandar
ABBE | humérica, para formacién Mejora del contraste por visualizacion mévil para otros paises
de haces de rayos de luz iluminacion indirecta (GB, USA, AUS)
y enfoque de rayos de luz = HDMI Camara digital
i izacié Para la tranmisién directa . .
J[V] Unidad de polarizacién HOMI : i Fuente de alimentaci6
O lluminacién halégena PL"L'ZR Para la polarizacion dela imagen a un equipo —« | ‘1 n g alimentacion
Para una imagen especial- de la luz de visualizacion 230v | INtegrada )
HA | mente luminosa y de gran Integrado en el micro-
contraste o0 Sistema alinfinito Software para scopio. 230 V/50Hz
Sistema 6ptico corregido o €1 ordenador estandar en EU. Otros
£ | Nluminacién LED NFNTY! Sin fin Para traspasar los estandares como
- Fuentes de luz fria, valores de medicion p. ej. GB, AUS, USA
larga duracién y ahorro Jo) Funcién zoom a un ordenador. a peticion.
de energia. oo En microscopios »
estereoscopicos [avro Compensacién de tempe- Envio de paquetes
& Tipo de iluminacién: -~ ratura automatica (ATC) [ =N En el pict indi
— luzreflejada F1% Enfoque automtico Para mediciones entre 1DAY ; nde pic f’g;a”?a se Indica
L o 0 ° ° a duracién de la puesta a
Para muestras L' 4" Ppara regular automética- 10°Cy30°C : duracion @e 1a p
no transparentes A1 mente el grado de nitidez disposicion interna del
7YYy Proteccién antipolvoy producto en dias.
9 Tipo de iluminacién: || Sistema éptico paralelo P | Eﬁlgl'c?ggrar:nﬁx:e: indica -
= luztransmitida oz, Para microscopios estereo- ot c?de grotecc'én e mm; Envio de paletas
Para muestras scopicos, permite trabajar DINIpEN 60%29:201)0—’09. Soavs  EN el pictograma se indica

transparentes

lluminacion fluorescente
Para microscopios
estereoscépicos

sin cansarse

IEC 60529:1989+A1:1999
+A2:2013

la duracién de la puesta a
disposicién interna del
producto en dias.

Abreviaturas
C-Mount Adaptador para la conexién de cdmara Camara SLR  Cémara de reflejo especular
al microscopio trinocular
SWF Campo superamplio (nimero de campo visual
FPS Tomas por segundo |
de @ min. 23 mm con ocular de 10 aumentos)
H(S)WF Campo muy (super) amplio (ocular con enfoque W.D Distancia de trabajo
para personas que usan gafas)
. X . X WF Campo amplio (nimero de campo visual hasta
LWD Distancia de trabajo amplia
@ 22 mm con ocular de 10 aumentos)
N.A. Apertura numérica
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